Descricao: Fragmento de azulejo do século XVIII (1760-1780);
Dimensdes: 54 x 129 x 11 mm; Origem: Coimbra.

Amostras: Fragmentos e uma secg¢ao semi-polida em deposito
no Museu Nacional do Azulejo em Lisboa.
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Caracterizagao Morfologica: IMAGENS MACROSCOPICAS

Fragmento de azulejo em bom estado de
conservagao. Apresenta craquelé pouco evidente.

 Espessura do Azulejo =11 mm
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AYALINWER Caracterizagdo Morfoldgica: IMAGENS DE SEM
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 Espessura do Vidrado = 312-331 um

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice




Caracterizagéo Fisica: PROPRIEDADES HIDRICAS/POROSIDADE

Curva de Absorcao de Agua (Chacota)
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Procedimento: baseado na norma NP EN-13755.

coRee voltar ao indice




Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

EV#20.0. e

Pb Combinaggéo Combinagao
_Sn_Pb Al_Si_K_Ca

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice




Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

VIDRADO BRANCO
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AzuRe175 EDS Vidrado1.xls

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/EDS/AzuRe175/AzuRe175_EspectroEDS_Vidrado1.xls

Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

VIDRADO BRANCO
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Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.
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AzuRe175 EDS Vidrado2.xls

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/EDS/AzuRe175/AzuRe175_EspectroED_Vidrado2.xls

Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

INTERFACE

o
o
@

259

O
(o]
&

1074
- T T T T T T T T T T T T T T T
0

5 10 15

AzuRe175 EDS Interface.xls

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/EDS/AzuRe175/AzuRe175_EspectroEDS_Interface.xls

Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

CHACOTA
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Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/EDS/AzuRe175/AzuRe175_EspectroEDS_Chacota.xls

Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

Composigao quimica (% m/m)*

Area Analisada Na Mg Al Si P K Ca Ti Fe Cu Sn Pb
432 114 414 3053 011 544 196 - 094 094 851 41,96
vidrado branco
384 119 518 36,71 - 622 258 - 0,79 0,76 9081 3292
163 3,83 1749 39,03 - 522 2363 105 401 - - 420
chacotamo iterface)
143 337 1591 4257 -- 455 2402 139 417 - - 2,60

* - Os valores apresentados na tabela correspondem as percentagens massicas dos elementos detetados na amostra, ndo considerando
o teor de oxigénio e normalizados a 100% (ver aviso).

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice
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LYYW Caracterizagdo Quimica/Mineraldgica: ANALISE POR XRD

CHACOTA

q 1 B2B.brml
260007 | PDF 85-0797 Si O2 Quartz
— 1 PDF 41-1486 Ca Al2 Si2 O8 Anorthite, ordered
24000 | PDF 80-1862 ( Ca0.78 Na0.18 Mg0.04 ) { Mg0.79 Fe0.05 Cr0.09 Al0.07 ) { Si1.97 AI0.03 O6 ) Diopside sodian
3 | PDF 79-2422 Ca2 ( Mg0.25 AI0.75 ) { Si1.25 AI0.75 O7 ) Gehlenite magnesian, syn
- I PDF 71-1147 K Al 5i2 O6 Leucite
22000
20000
18000
16000
©w .
€ 14000—
= ]
(=3 -
(] 4
12000—
10000
8000—
6000
4000
2000 I
a-

T T T T T T T T T T T T T
10 20 30 40 50 60 70

2Theta (Coupled TwoTheta/Theta) WL=1,54060

Composic¢ao mineraldgica semi-quantitativa (% m/m)

Quartzo Anortite Didpsido sodico  Gehlenite Magnesiana Leucite
Si0, Ca Al, Siy Og Ca,y(Mgy 55Alg 75)(Alg 75511 2507) K(AISi,Og)
28,5 43,9 17,5 4,6 54

Equipamento: Difratdmetro de raio-X Bruker AXS-D8 Discover

voltar ao indice




Caracterizagao Quimica/Mineralogica:
ANALISE TERMICA POR TGA/DTA

DTA /uV
TG /% DTG /(%/min)
102 b 0.3
-0
101 ] A2
-5
1001, 0.1
99 1 --10
AN A 0.0 Perda de massa  Teor de carbonatos
- (%) (%)
. ge:-228% __15 -_01
- ' 2,28 5
b 1.2 L 02
‘ t20 [0
96
F-0.3
95 ] [1.2] B2B_CRU2_19jun15.ngb-ss3 r '25
—F— TG (subE)rTZK
94 ] — — — DTG (subtr-2) [ _04

100 200 300 400 500 600 700 800 900

Temperature /°C
B2B 2015-07-03 12:37 User: W7

total com brancosLurdes esteves.ngb-taa

Equipamento: Analisador térmico TGA/DTA Netzsch STA 449 F3 Jupiter.

voltar ao indice




